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PLANO DA DISCIPLINA:

A disciplina abrangerd noc¢fes teoricas sobre microscopia eletrbnica de
varredura e aulas praticas basicas no MEV do IG da UFPA. A parte pratica
envolvera preparacdo de amostras, obtencdo de imagens por elétrons secundarios
(ES) e retroespalhados (ERE), analises qualitativas e semiquantitativas por EDS
(Energy Dispersive Spectrometry), elaboragcdo de mapas composicionais e
interpretagéo dos resultados.

OBJETIVOS:
Fornecer bases tedricas e praticas sobre microscopia eletrénica de varredura
(MEV) e suas variadas aplicagdes.

CONTEUDO PROGRAMATICO
PARTE TEORICA:

Definicdo. Breve historico sobre MEV; MEV versus microscépio convencional;
aplicacbes do MEV. Componentes do MEV: Sistema de vacuo, coluna do MEV,
fonte de elétrons (gun), lentes eletromagnéticas, condensadores, lentes objetivas,
bobinas, detector de elétrons secundarios, detector de elétrons retroespalhados
(backscattered), camara de localizacdo de amostras, porta amostras. Interacdes
elétrons-amostra. Imagens topogréficas: imagens obtidas com elétrons secundarios;
imagens obtidas com elétrons retroespalhados; ampliacdo e resolucdo de imagens.
Mapeamento composicional (fastmap): Introducdo e exemplos. Perfil composicional
(X-ray linescan): Introducédo e exemplos. Andlise qualitativa de raios-X por EDS: o
analisador e seus componentes; identificagdo dos picos dos elementos;
identificacdo de fases minerais; exemplos. Analise quantitativa por EDS: introducao;
fatores de correcdo; escolha das condi¢des para andlises quantitativas; analises de
elementos leves; precisdo e limites de deteccdo das analises; tratamento dos
resultados; exemplos. Preparacdo de amostras: materiais que podem ou nao ser
analisados no MEV; montagem de graos, fragmentos, etc; metalizacéo;
procedimentos operacionais.

PARTE PRATICA
Preparacdo de amostras

Metalizagdo: o metalizador a carbono; o metalizador a ouro; o uso de
Argbnio; procedimentos operacionais; exemplos.
Introducdo ao MEV

Procedimentos operacionais basicos; obtencao de imagens; analises por
EDS; mapas e perfis composicionais; exemplos.
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